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Temario para la Segunda
Prueba
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Numeracion de los temas a efectos de la Segunda Prueba.

SISk WD —=O

Presentacion.

Introduccion.

Introduccién al analisis 1éxico.

Automatas y analizadores 1éxicos.

Construccion de analizadores 1éxicos.

Introduccidn al analisis sintactico.

Gramaticas independientes/libres de contexto (G.I.C.).

La ambigiiedad en gramaticas libres/independientes de contexto.
Introduccidn al analisis sintactico descendente.

El analisis sintactico descendente iterativo frente al recursivo.

. Construccion de analizadores sintacticos iterativos LL(1).
. Tratamiento de errores en analisis sintactico descendente y gramaticas de

expresiones.

. Introducciodn al analisis sintactico ascendente.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

El analisis sintactico ascendente SLR.

Conflictos en el analisis sintactico ascendente SLR.

El analisis sintactico ascendente LR candnico (LR(1)).
El analisis sintactico ascendente LALR.

Introduccioén a Bison.

Introduccién al analisis semantico.

La evaluacion de atributos.

La evaluacion de atributos en Bison.

La evaluacion de atributos heredados (I).

La evaluacion de atributos heredados (II).
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